Zuppop@wvetal pe Tov Kavoviopo (EK) utr’ apif. 1907/2006 (REACH), Mapdptnua ll, 6TTwg Tpotroroindnke amo
Tov Kavoviopé (EU) utr’ ap. 453/2010 - EAAGSa

HORIBA AEATIO AEAOMENQN AX®AAEIAZ

Medical
V A91A00707E EL

TMHMA 1: TauTtoTtroinon ouciag/TTapACKEUAOMATOG KAl ETAIPEIAG/ETTIXEIPNONG

1.1 AvayvwpIoTIKOG KWBIKOG TTPOidVTOg

Ovopagia TPoidvTog : ABX Minotrol CRP
Kwdikog Mpoidvrog 1 2042205 /2042206 / 2042207 / 2042005 / 2042006 / 2042007
Mepiypaen mpoiovTog : Kaun\é emitredo, dITTAR ouokeuagoia (2 @IaAidIa Twv 2,5 mL + UAAEDIO TINWV)

Kavoviko eTTitredo, dITTAr) ouokeuacia (2 giaAidia Twv 2,5 mL + @uAAGSIO TIHWY)
YwnAo emitredo, dITTAR cuokeuaaia (2 @iaAidia Twv 2,5 mL + QUAAGDIO TIHWV)
XapnAé emitredo (1 @iahidio Twv 2,5 mL)

Kavoviko eTitredo (1 @iaAidio Twv 2,5 mL)

YwnAo emitredo (1 @iaiidio Twv 2,5 mL)

TuTtrog Mpoidévrog : Yypo.

1.2 Zuvageig TTPoodIopIfOPEVEG XPNOEIG TNG OUCIOG i} TOU UEIYHATOG KOI OVTEVOEIKVUOMEVESG XPHOEIG

To ABX Minotrol CRP cival éva UAIKO eAEyXou TTOANATTAWY TTAPAUETPWY Kal TPIWV ETTITTEOWY, YIa in Vitro d1ayvwaoTIKA
XPAOoN, TToU £XEl OXEBIAOTEI yIa TNV TTapaKoAoUBNoN TNG aKPiBEIag Kal TNG TTIOTOTATAS TWV AIJATOAOYIKWY AVAAUTWY TNG
HORIBA Medical pe duvardtnta pétpnong mng mapauétpou CRP.

1.3 Zroixeia Tou TTpouNBeUTH TOU BeATiou Sedopévwy ao@aleiog

HORIBA ABX SAS

Parc Euromédecine - Rue du Caducée

BP 7290

34184 MONTPELLIER CEDEX 4 - FRANCE
Tel: +33 (0) 4 67 14 15 16

Fax: +33 (0) 4 67 14 1517

AigbBuvon e-mail Tou : documentation.med@horiba.com
aTopouU TToU €ival
uTrEUBUVO Yia TO TTAPOV
Q@UAAWYV dedopévv
aoc@daAeiag (SDS)
1.4 Ap1Bu6g TNAEPWVOU £TTEIYOUGAG AVAYKNG
EOvik6 cuuBouleuTikd 6pyavo/Kévipo AnAnTnpidoswyv

Ap10p6g TNAEPWVoU : +3010779 3777
EAANGSa

NpounBeutng
Ap10p6g TNAEWVoU : +80067 141516

TMHMA 2: NMpoodiopIioHOg ETTIKIVOUVOTNTOG

2.1 Ta§ivéunon Tng ouciag f Tou PEiypNaTOG
OpIoHOG TTPOIdVTOG : Miyya
Tagivéunon cupewva ue Tov Kavovioué (EK) Ap. 1272/2008 [CLP/GHS
Agv TagIvopeiTal.

PO rpoidv Sev gival TAEIVOUNUEVO WG ETTIKIVOUVO SUP@WVA e Tov Kavoviopd (EK) 1272/2008 6TTwg TPOTIOTIOINBNKE.
Tagivéunon cupyewva pe Tnv Odnyia 1999/45/EK [DPD
To Trpoidv dev TagivoueiTal wg eTmKivOuvo cUupwva Pe Tnv Odnyia 1999/45/EK kai TIG TPOTTIOTTOINCEIG TNG.
Tagivépnon 1 Aev TagivopeiTal.
BA. EvétnTa 16 yia 1o TTAPEG KeEipevo Twv gppdcewyv R kal Twv dnAwoewv H 1ToU yivovTtal Trapatrdvw.
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ABX Minotrol CRP

TMHMA 2: NMpoodiopIioHOg ETIKIVOUVOTNTOG

MNa AeTTToPEPEIG TTANPOPOPIEG OXETIKA WE TIG GUVETTEIEG OTNV UYEIQ KAl TO GUUTITWHATA, avaTpéETe oTnv evoTtnTa 11.

2.2 I1oIXeia emMIoApAvVONg
MposidotroiNTiKA Aégn 1 Agv uttdpyel TTPoeIdOTTOINTIKN AEEN.
AnAwosig emiKIVOUVOTNTAG : A€V UTTAPYXOUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPACEIS 1 KPiTIUOI KivOuvol.

AnAwoeig Tpo@UAaéng

MpéAnyn : Aev ioxUel.
Atékpion : Aev ioxUel.
AtroBnikeuon : Aev ioyUel.
AidBeon : Aev IoYUElL.
ZUPUTTANPWHMOTIKG oToIXEia 1 Aegv IOXUEL.

€MIOANAVONG

Mapdptnua XVII — : Aev ioxUel.
Meplopiopoi oTnVv

Tapaywyn, otn d1d0son

oTnVv ayopd Kai Tn XpRon

OPICUEVWYV ETTIKIVOUVWYV

OUCIWYV, HEIYMATWYV Kal

AVTIKEIHEVWV

2.3 AAAol Kivduvol

AAAoi Kivduvol TTou dev : Kapia yvwoTn.

£XOUV WG ATTOTEAEC A

Taglvounon

BioAoyikoég Kivouvog : YAIkS avBpwtrivng TrpoéAeuang. Na TuyxAavel XEIPIGPoU wg OuvNTIKA JOAUCHATIKO

UAIKO. KdBg povada opou 64Tn TTou XPNOIKOTIoINONKE yia TNV TTApaoKEUr] auTou TOU
TTPOIOGVTOG SOKINAOTNKE e PEBOSO eykekpiuévn atrd Tnv FDA (AigtBuvaon Tpogigwy
ka1 ®appdkwy, HMA) kal BpéBnKe pun avTidpwoa yia To avTiyoévo Tou 10U TNG
nmaTtindag B (HBsAg), To avTiyévo Tou 10U Tng nmraTitidag C (HCV) kai yia
avTiIcwPaTa Kata Tou 100 HIV 1/2. E@doov kayia yvwoTh péBodog e&étaong dev gival
o€ B€on va TTapdoyel TARPN dIao@AAIoN YIa TNV ATTOUCIA JOAUCHUATIKWY
TTAPAYOVTWY, O XEIPIOUOG OAWV TWV TTPOIOVTWV avBpwTTIvnG TTpoéAeuong Ba TTpETTEl
va dlevepyEiTal CUPQWVA HE TIG 0OPBEG EPYAOTNPIAKES TIPAKTIKEG KAl Ba TTPETTEI val
AapuBdavovtail o1 KATAAANAEG TTPOQUAGEEIG.

YAIKS {wiknG TTpoéAeucng. KaBuwg dev €xel DlevepynBei eyKekpiuévn SOKIUA Yia TO
OUYKEKPIPEVO avTIOpaaThpIo, Ba TTPETTEl va Bewpeital duvnTIKA JOAUGUATIKO.

TMHMA 3: 20v0eon/TTANPO@OPIES VIO TO CUCTATIKA

Oucia/Mapacketaoua : Miyya

Agv uttdpyouv KOBOAOU GUOTATIKA TO OTTOIA, ATTO OG0 YVWPICEl O TTPOUNBEUTHG KAl AvaQOPIKA UE TIG CUYKEVTPWOEIG TTOU
IoXUouv, gival Tagivounuéva wg eTTikivouva yia Tnv uyeia f 1o TepifdAAov, sival PBT, vPvBs 1j ouaieg TTou TTpokaAoUv
1I008Uvapn avnouxia r] ota oTroia €xel EkXxwpnOei 6plo £€KBeong OTO XWPO EPYACIiag KAl GCUVETTWG ATTAITOUV avapopd o€
auTh TNV evoTnTa.
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TMHMA 4: Métpa TrTpwTwyv Bondsiwv

4.1 Meprypa@n TWV PETPWYV TTPWTWYV Bondeiwv
Etrae@n pe Ta pdria 1 ExmAUveTe apéowg Ta paTia pge deBovo vepd, GNKWVOVTAG TTEPIOTACIAKA TIG AVW Kal
KATW BAepapideg. EAEyETE dv Qopd paKoUG ETTAPAG KAl APAIPECTE TOUG.
AvalnTtAOTE 1ATPIK] PPOVTIOA £QV TTAPOUCIOOTEI EPEBICUOG.
Eiomrvon : MeTagépeTe Tov TTaBOVTO OTOV KOBOPO aépa Kal APACTE TOV VO EEKOUPAOTEI O OTAON
TToU SlEUKOAUVEI TRV avaTtrvor. Edv TTapouciaoTolv CUPTITWUATA, avalnthoTe
IATPIKI] @povTida.

Etragn pe 1o dépua : EkmAUvTE TO poAucpévo dépua pe deBovo vepd. AQaIpETTE TO HOAUGUEVO POUXICHUO
Kal uttodripyara. Edv mapouciaocTolv CUPTITWUATA, avalnTAOTE IATPIKN @povTida.
Kartdtmroon : EkmAUveTte To otéua pe vepd. MeTagépeTe Tov TTaBOvVTa oTov KaBapd agpa Kal

AQAOTE TOV VO EEKOUPAOTEI O OTACN TTOU BIEUKOAUVEI TNV avattvor]. Edv 1o uAikd
KATATTOBNKE Kal TO ATOUO UTTO €KBEON €XEI TIG AIOOATEIC TOU, TTAPEXETE MIKPES
TTO0OTNTEG VEPOU. MnV TTPOKAAEITE EUETO, EKTOG €AV O0B0UV OXETIKEG 00NYieg AT
1aTPIKG TTPoCWTTIKG. Edv TTapouciacTolv CUUTITWUOTA, avalnTAOTE IATPIKK povTida

MpooTtacia Twv ATONWYV 1 Aev TTPETTEl VA TTPAYUATOTTOINGEI KAMia EVEPYEIQ TTOU VO EPTTEPIEXEI (TO GTOIXEIO TOU)

TTOU TTOPEXOUV TIPWTEG TTPOCWTTIKOU KIVOUVOU 1) Xwpig TNV KAaTdAANAn exTTaideuon.
BonBeieg

4.2 INUAVTIKOTEPO CUPTITWHATA KAl EMISPACEIS, 0feieg | HETAYEVEOTEPEG

AuvnTikég ofeieg emMIOPAOEIS OTNV UYEia

Emaen pe Ta patia 1 Aev uTTdpYOUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETIOPACEIG A Kpioiyol Kivouvol.
Eiotrvon 1 Agv uTTdpyouV YVWOTEG onUavTIKEG ETTIOPACEIS i Kpialuol Kivduvol.
ETtraen pe 1o dépua 1 Agv UTTAPYOUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPACEIS i Kpialuol Kivduvol.
Kartdrmroon 1 Aev UTTAPXOUV YVWOTEG ONUAVTIKES ETTIOPACEIS A KPiIOIUOI KivOuvol.
Evocieig/ovymrtwpara utrepBoAIkAG KOs
Etrae@n pe Ta ydatia : Agv umtdpyouv €I0IKG dedopéva.
Eiotrvon : Aev uttdpyouv I0IKG dedouéva.
Etraen pe 1o déppa : Agv umtdpyouv €I0IKG dedopuéva.
Kardrmroon : Aev uttdpyouv IBIKG dedouéva.

4.3 "'Evdei§n o1003ATTOTE ATTAITOUMEVNG AUEONG IOTPIKNAG PPOVTIdAG Kal £18IKAG BepaTreiag

Znueiwoeig yia Tov latpo : Mapéxete ocupTTwaTikh Bepatreia. EmmKoivwvAaTe apéowg e €10IkO BepaTtreiag
onANTNPIGCEwWV O€ TTEPITITWAOTN TTOU TTPOKUWEI KATATTOON 1 EI0TTVON JEYAAwY
TTOCOTHTWV.

Eidikég BepaTreieg : Aev amraiteital €101k BeparTreia.

TMHMA 5: MéTpa yia TV KATATTOAEUNON TG TTUPKAYIAG

5.1 NMupooBeoTiKa Héca

KatdAAnAa TupooBeoTikd : XPpNnOIPOTIOIEITE TTAPAYOVTA KATAGREONG KATAAANAO yia TNV TrepIBAAAOUGa TTUpKayId.
Méoa

AkaTdAAnAa rupoofeoTikd : Kapia yvwaoTn.
Méoa

5.2 E1d1koi Kiv3uvol TTou TTpOKUTITOUV OTTé TNV oUCia N} TO PeiyHa

Kivduvol amré Tnv oucia g @ & mePITTwan TTUpKayidg i eav BepuavBei, Ba utrdpéel alénaon Tng Trieong Kai 1o
TO MEiIypa doxeio ytropei va oTTdoel.
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TMHMA 5: MéTtpa yia TNV KATATTOAEUNON TNG TTUPKAYIAG

Emikiviuva mTpoiévTta
0gppIKAG atTrooUVvOsoNg

: Aev uttdpyouv 10IKa dedopéva.

5.3 ZuoTdoeig yia TOUG TTUPOOBECTEG

E131kKéG TTPOCTATEUTIKEG
EVEPYEIEG VIO TTUPOOBEOCTEG

Ei181k6g TTpOOTATEUTIKOG
e§omAIo6G yia TOUg
TTUPOOREOTEG

: Edv uttdpyxel TTupkayid, aTmTopovVWOoTE AUECTWS TO XWPO ATTOUAKPUVOVTAG OA TO

dropa atod Tnv TTEPIOXA Tou CUPBAvTOG. Agv TTPETTEI va TTPAYUATOTTOINGE! Kapia
EVEPYEIQ TTOU VA EUTTEPIEXEI (TO OTOIKEIO TOU) TTPOCWTTIKOU KIVOUVOU i XWpIg TNV
KATAAANAN ektTaideuon.

: O1 TupooBEaTeG TIPETTEI VA QOPOUV KATAAANAN TTPOCTATEUTIKA £6GPTNON KOl

auTOdUVaUN AVATIVEUCTIKF) oUOKeuN, BeTIKAG TTieong (SCBA) ue pdoka oAGkAnpou
TTpocwTToU. Pouxiopog yia TTupooBEaTeg (TrepIAapBdavovtag Kpdvn, TTPOCTATEUTIKEG
MTTOTEG KAl YAVTIA) TTOU CUUUOPPUIVETAI E TO EUPWTTAIKO TTpoTUTTO EN 469 B0
TTApEXEl Eva BaTIKO ETTITTEDO TTPOCTAGIAG YIA XNUIKA TTEPIOTATIKA.

TMHMA 6: MéTpa yia TNV AVTIMETWTTION TUXAiOG EKAUONG

6.1 NMpoowTikéG TTPOPUAGEEIG, TTIPOCTATEUTIKOG £EOTTAIOCNOG Kal S1aSIKAOIEG EKTAKTNG AVAYKNG

Mo TPoowTTIKG UNn
€KTAKTNG avAYyKNG

MNa dropa TOU
TTPOCPEPOUV TIPWTEG
BonBeieg

6.2 MNepiBaAAovTikég
TTPOPUAGEIg

AAAeg TTANpoOPoOpicg

1 Agv TIPETTEI VO TTPAYHATOTTOINBET Kapia EVEPYEIQ TTOU VO EUTTEPIEXEI (TO OTOIXEIO TOU)

TTPOCWTTIKOU KIVOUVOU 1) Xwpig TNV KATAAANAN ekTTaideucn. EkkevwoTe Toug yupw
XWPoUG. Mnv emTPETTETE TNV €iI6000 GTO TTPOCWTTIKO TTOU OV €ival aTTapaiTnTo KAl
Oev @épel TipooTacia. Mnv ayyiCete kal pun BadideTe TTvw o€ XUPEvo UAIKO. PopéoTe
KATAAANAO TTPOCWTTIKO TTPOCTATEUTIKO €EOTTAICUO.

: Edv atmmaiteital e18Ikeupévog pouxIopdg yia TNV AVTIUETWITION TWV EKXUOEWV,

TTPOCEETE TIG TTANPOYOpieg aTnv EvotnTa 8 oxeTikd pe Ta KATGAANAQ Kal Ta
akatdAANAa UAIkd. BAETTe eTTiong TIG TTANPO@OPIES yia «[1a TTPOCWTTIKO UN
ETTEIYOUCAG TTEPITTITWONGY.

: AtrogeUlyeTal TO OKOPTTIONA XUMEVOU UAIKOU, N aTTOPPOr KAl ETTAQR ME XWHA,

udaTaywyous, CWAAVEG ATTOXETEUCEWG KAl UTTOVOUOUG. EvnuepwoTe TIG OXETIKEG
apx&G av 1o TTPOIdV TTPOKAAETE TTEPIBAANOVTIKA puTTavon (atroxéteuon, uddTivol 0doi,
£€0a@og A aEpag).

: To mapaokelaopua auTd TTEPIEXEI MIA PIKPT TToadTnTa adidiou Tou vaTpiou. To alidio

Tou vartpiou eival emBAABES yia TOUG UdPORIOUG OpYaVIoUOUG KAl ITTOPEI va
avTIdOpAael e To XaAKO, To HOAURBDO, TOV OPEIXAAKO Kal TOV KAOTITEPO TWV
UBPAUAIKWY EYKATAOTACEWY oXnUaTiCovTag duvnTIKWG EKPNKTIKA adidia JETAAAWV.
Mnv a@rjveTe TO TTAPACKEUOOHA VA EIGXWPACEI OTN ATTOXETEUOH KAl VO KATOAREEI
MEOW TWV AUPATWY oTO TTEPIBAAAOV. EAV TO TTApaCKEUAOUA EICXWPRTEI OTNV
QATTOXETEUA, EKTTAUVETE YE APOOVO VEPO TTPOKEIUEVOU VO ATTOTPEWETE TN
ouoowpeuon adidiou. Tnpeite TIC 0pBEG dIAdIKATIEG ATTOPPIYNG.

6.3 Mé&00do1 Kal UAIKA IO TTEPIOPICHO Kal KaBapiouo

Mikpn TTOOOTNTO XUMEVOU
UAIKOU

1 ZrapatioTe Tn dlappor| €av Ogv UTTAPXE! KivOuvog. ATTOPAKPUVTE TOUG TTEPIEKTEG OTTO

TO XWPO TOU XUMUEVOU UAIKOU. ApPaIWOTE PE VEPO KAl OQOUYYAPIoTE €AV ival
udaTodIoAuTO. EVOAAGKTIKE, 1], av gival udatodIaAuTd, atroppo@AoTE pe adpavr) Enpod
UAIKO Kail TOTToBeTroTE G€ KaTdAAnAo doxeio 01d0eong atmoARTwWY. ATTOBECTE TO
UAIKG XpnOIMOTIOILWVTAG EpYOAGRo amdBeong kaTaloiTwy TTou d1aBéTel avaioyn
adeia.

MAUvVETE TN HOAUCUEVN TTEPIOXA ME ATTOAUUAVTIKO.
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TMHMA 6: MéTpa yia TNV AVTIMETWTTION TUXAiaG EKAuONG

MeyaAn TTOOOTNTA XUPEVOU : PTOUATACTE TN Slappor] €8V Sev UTIAPXE! KiVOUVOG. ATTOUOKPUVTE TOUG TTEPIEKTEG OTTO

UAIKOU TO XWPO TOU XUMEVOU UAIKOU. ATTOTPEWTE TNV €i0000 G€ UTTOVOUOUG, UBPOPOEG,
UTTOYEIO A TTEPIOPIOUEVEG TTEPIOXES. EKTTAUVETE TIG dlappoég ae aTaBusd Kabapiouou
Biounxavikwv AupgdTtwy ) akoAouBraTe Tnv €€n¢ diadikaaia. MeplopioTe Kal CUANEETE
TNV €KXUON PE N KAUOIUa aTroppo@nTIKA UAIKE OTTWG TT.X. AUMO, YN, BEPUIKOUAITN i
yn d1I0TOHWY, Kal TOTTOBETOTE € OOXEIO ATTOPPIMUATWY CUUPWVA PE TOUG TOTTIKOUG
KQVOVIOHOUG. ATTOB£0TE TO UAIKO XPNOIMOTIOIWVTAG EpYOAGBOo attéBe0ng KATAAOITIWY
TToU B106£TEl avaAoyn Gdela.

6.4 Napatroptri) o€ AAAA : BAéme EvotnTa 1 yia oToIxEia ETTIKOIVWVIAG ETTEIYOUCOG OVAYKNG.
THAHMOTA BAétre EvotnTa 8 yia TTAnpo@opieg oXeTIKA pe KATAAANAO TTPOCWTTIKG TTPOCTATEUTIKO
eCoTTAIoNO.

BAétre EvotnTa 13 yia emTITTAE0V TTANPOQOPIEG OXETIKA YE TO XEIPIOPS ATTORANTWV.

TMHMA 7: Xeipiopog Kal atroBrkeuon

O1 TTAnpo@opieg TNV VOTNTA QUTH TTEPIEXOUV YEVIKEG OUUBOUAEG Kal 0dnyieg. Oa TTpETTel va oUPPBoUAEUeoTE TN AioTa
Twv MNpoadiopifduevwy Xpriocwv otnv EvotnTta 1 yia ommoladATIoTE €10IKA YIa TNV XPron TTANpo@opia TTapéxeTal oTo(a)
>evéplo(a) ‘EkBeong.

7.1 Mpo@uAdseig yia ac@ali XEIPIONO

MpooTaTeUTIKA HETPO : ®opdre KATAAANAO ATOUIKO TTPOCTATEUTIKO £€OTTAIONO (BAETTE EVoTnTa 8).
ZupuBoUAEG yia Th YEVIKA : H karavaAwaon gayntoU Kal TTOTWY Kal TO KATTVIoUA TTPETTEl VO ATTaYOPEUOVTAI O€
UYIEIVA TNG EpyaTiag XWPOUG XEIPIOUOU, aTToBrKeEUoNnG Kal £TTeEepyaaiag Tou UAIKoU auTtoUu. O

epyadOpevol TTPETTEI VA TTAEVOUV Ta XEPIQ KAl TO TTPOCWTTO TTPIV ATTd TV KATaVAAWwon
@aynTou Kal TTOTWV Kal TO KATTVIOUA. AQAIPECTE Ta JOAUCEVA POUXa Kal TOV
TTPOOTATEUTIKO £EOTTAICO TTPOTOU UTTEITE O€ XWPOUG KATAVAAWONG TpoPwV. BAéTTe
etriong Evotnta 8 yia emTAéov TTANPOQOPIEG OXETIKA PE T HETPA UYIEIVAG.

7.2 LuvOAKEG yIa TNV : AmroBnkeuaTe pETAlU Twv akdAouBwyv Bepuokpaaiwv: 2 éwg 8°C (35,6 €wg 46,4°F).
ac@ali @UAagn, ATT0ONKEUOTE CUPPWVA PE TOUG TOTTIKOUG KAVOVIGUOUG. ATTOOnKEUETAI GTOV OPXIKO
oupTrepIAAUBAVONEVWV TTEPIEKTN TTPOOTATEUPEVO aTTO TNV Auean NAIOBOAR o€ GTEYVO, dpooePd Kal KAAG
TUXOV aoupBiBacTwy agpIfOuEVO PEPOG, Jakpid aTté acUupata UAIKA (BA. Evotnta 10) kal Tpo@r| Kai TToTo.

AIaTNPEITE TOV TTEPIEKTN EPUNTIKA KAEIOTO KAl OPPAYIOUEVO WOATOU VA gival £TOINOG
TTPOG Xprion. KAeiveTe EpUNTIKA KA TTOAU TTPOCEKTIKA TA SOXEID TTOU €XOUV AVOIXTEI
kal dlaTnpeite Ta ae 6pBia B€on yia va atmroTtpartrei diappor}. Na punv QuAdooeTal o€
doxeia xwpig eTikéTa. Na xpnoipgoTtroindei o KATAAANAOG TTEPIEKTNG YIO VO ATTOQPEUXOEI
MOAuvan Tou TTEPIBAAAOVTOG.

ZuoTdoelg : Mn ouppato pe 1o ogU Kal pe opiopéva PETAAAA, Adyw adidiou Tou vaTpiou.
ZXNMOTICEl EVWOEIG TTOU PTTOPEI va TTPOKAAETOUV €KpNnén.

7.3 Ei3IkA TeAIKA XpRon N XPNOEIg
ZUOoTAOEIG : Aev uttdpyouv dlaBéoiua oToIXEia.

Eidikég AUo€ig yia 1o : Aev umtdpyouv dlaBéaiya oToIxEia.
Bropgnxaviko Touéa
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TMHMA 8: 'EAgyxog TnG €KBeong/aTopIKA TTpoOTACIA

©1 TTAnpoPOpiEC OTNV EVOTNTA QUTH TIEPIEXOUV VEVIKEC CUHBOUAEC Kal odnyiec. MapéxovTal TTANPo@opiec BATEI TUTTIKWV
QAVAPEVOPEVWV XPHOEWY TOU TTPOIoVTOG. EvdéxeTal va ammaitouvTal emMTTPOcOETa HETPA VI TO XEIPIOHO AOUCKEUAOTOU
UAIKOU 1 yia GAAEG xprio€ig TTou Ba ptropolcav va augfioouv anuavTika TNy €kBeon Twv epyalouévwy ) TNV

atmeAeuBépwan oTo TTEPIBAAAOV.
8.1 MapdpeTpol eAéyxou

Opia £KBECNG OTOUG XWPOUG EPYATiag
Aev gival yvwaoTr Kayia TiunR ékBeang opiou.

ZUVIOTWHEVEG S10dIKaOIEG
mapakoAoubnong

DNEL/DMEL
Aev diaTiBOsvrar DNEL/DMEL.

PNEC
Aev diaTiBevral PNEC.

8.2 'EAeyxol1 ékBeong
KatdAAnAoi pnxavikoi
éAeyxol

ATOUIKA TTPOCTATEUTIKA HETPA
MéTpa uyigivig

MpooTtacia Twv patiwv/
TOU TTPOCWTTOU

MNpooTacia Tou déppaTog
MpooTacia Twv XePIWV

ZWHMATIKA TTPpOCTACIO

: XV auTé To TTPoidV TTEPIEXEI CUGTATIKG Yia Ta OTToIa €XOUV OpPICTEl OpIa EKBEDNC,

evOEXONEVWIG VA gival ATTAPAITNTN N TTAPAKOAOUBNON TwV ATOPWY, N TTApakoAouBnan
TNG ATUOOPAIPAG GTO XWPO £pYaciag i n BIOAOYIKN TTapakoAouBnon woTe va
KaBOopPIOTEl N aTTOTEAETUATIKOTNTA TOU GUCTANATOS AEPICUOU TOu Xwpou A AAAa pETpa
eAEyXou fi/kal N avaykaidTnTa yia Xpron TTPOCTATEUTIKOU AVATTVEUOTIKOU £E0TTAIOUOU.
Mpétrel va yiveTal ava@opd o€ TTPOTUTTA TTApakoAouBnang, 6TTwg Ta akéAouba:
Eupwtraiké MNpdTutro EN 689 (ATudogaipeg aTo XWpo epyaaiag — KaBodriynon yia
TNV agloAdynon TnNG £KBeoNG HECW EI0TTVONG O€ XNUIKA PETA yIa GUYKPION KE TIMEG
opiwv ka1 oTpartnyiki pETpnong) Eupwtraiko Mpdtutro EN 14042 (ATudo@aipeg 01O
XWPo epyaaiag — Odnyia yia TNV e@apuoyr Kai xprion diadIKaciwy yIa TNV
aglohdynon TG €ékBeong o€ XNUIKA Kal BioAoyikd péoa) Eupwtraikd MpdTutro EN 482
(ATOO@AIPEG OTO XWPO epyaciag — MeEvIKEG ATTAITATEIG yia TNV a1rédoon TwWV
d1adIKaoIWV Yyia TN HETPNON TWV XNUIKWY pécwv) ETtriong Ba ammautnBei avagopd o€
€OvVIKG £yypaga kaBodriynong yia HeBOdoUG OXETIKA E TOV KABOPIOUO TwV
ETTIKIVOUVWY OUCIWV.

: B kaAd¢ yevikdg e€aepIoPdC TIPETTEN Val Eival ETTOPKAS VI TOV EAeyX0 TNS €KBEONC

TWV pyalopévVV O€ ATUOO@AIPIKOUG PUTTOUG.

: MAOveTe OXOAAOTIKA TO XEPIQ, TOUG AVTIBpayioveg Kal TO TTIPOOWTTO oag PETE TO

XEIPIOPO XNMIKWYV TTPOIOVTWY, TTPIV QATE, TTPIV KATTVIOETE KAl TTPIV XPNOIUOTTOINCETE
TO XWPO TWV ATToXWwpeNTNPiWwY Kabwg Kal étav ARgel n epyacia oag. MNpétel va
XPNOIMOTTOIOUVTAI KATAAANAEG TEXVIKEG YIA TNV AQAipECT dUVNTIKWG JWOAUCHEVOU
pouxiopoU. MAUVTE TO HOAUCHEVO POUXIOHO TIPIV OTTO TNV ETTAVAXPNCIUOTTIOINCH TOU.
BeaiwBeite 611 KOVTG GTNV TOTTOBETIO Epyaadiag BpiokovTal aTaBuoI yia TNV EKTTAUGN
TWV PATIWV KAl VTOUG AOQOAEIaG.

: Ppémel va xpnoipotroloUvTal TTpooTaTeuTikG yuaNid eyKEKPIMEVOU TTPOTUTIOU

TToI0TNTAG, OTAV OTTO TNV afloAdynan Twv KIVOUVWY cuvayeTal 6Tl KATI TETOIO €ival
QTTAPAITNTO YIa TNV aTTOQUYK €KBEONG O€ TTAIANICUA, EKVEQWUATA, agpia fj okovn.
Eav eival duvatr] n era@n, 6a TpéTTel va popebei n akdAoubn TTpooTagia, EKTOG €AV
N agloAdynan uttodeikvUEl uPnASTEPO Babud TTpooTacia: yuaAid ac@aAEiag e
TIAEUPIKA TTPOCTATEUTIKA.

: Otav xelpiCeoTe XNUIKA TTPOIOVTA, TTPETTEI VA QOPATE TTAVTA TTPOCTATEUTIKA YAVTIA

EYKEKPIUEVOU TTPOTUTTOU TTOU Eival AvBEKTIKA OTIG XNUIKEG OUTiEG KAl adlaTTEPaTTA,
g€ TTEPITITWON TTOU aTrd TNV agIoAGYyNon Twv KIVOUVWY CUVAYEeTal OTI KATI TETOIO €ival
aTrapaitnTo.

: H emAoyr TTPOCWTTIKAG TTPOCTATEUTIKAG £EAPTNONG YIO TO CWHA TTPETTEI VA YiVETaI

avdAoya pe Tov TUTTO EPYOCTIag Kal TOUG KIVOUVOUG TTOU EUTTEPIEXEL. TNV €GPTNON
TTPETTEI VA EYKPIVEI EIBIKOG TTPIV TO XEIPIOPS auToU TOU TTPOIGVTOG.

Hpepopnvia ékdoong/
Hpepopnvia avaBsewpnong
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TMHMA 8: 'EAeyXog TnG €KBeong/aTOMIKA TTPOCTACIA

AAAN TpOCTACiG TOU
dépuartog

MpooTtacia Twv
OVATTVEUCTIKWYV 08wV

‘EAeyxo1 epiBaAAovTIKAG
ékBeong

: KardAAnAa utrodriuaTa Kai TuXOv TTITTPOcOeTa HETPA TTPOCTACIOG TOU dEPUATOG Ba

TPETTEl va eTTIAEXBOUV BACEI TNG £pYATiag TTOU TTPAYUATOTTOIEITAI KOI TWV KiVOUVWY
TToU TrepIAaPBavovTal Kal Ba TTPETTEl va eyKPIBoUV atrd KATTolov €10IKO TTPIV AT TO
XEIPIOUO TOU TTAPOVTOG TTPOIOVTOG.

: XpnOIYOTIOIACTE CWOTA TOTTOBETNHEVN AVATIVEUCTIKA GUOKEUN KaBapiopoU agpog i

TPOPOdOTIag 0EPOG, EYKEKPINEVOU TTPOTUTTIOU, O€ TTEPITITWON TTOU aTTO TNV
agloAdynon Twv KIvoUvwy ouvayetal OTi KATI TETOIO €ival atrapaitnTo. H €mmAoyn Tou
QVaTIVEUOTAPA TTPETTEI va BacideTal o€ yvwaoTd ) avauevopeva etireda £kBeang,
TOUG KIVOUVOUG TOU TTPOIGVTOG Kal Ta 6pla ac@aAoug AEITOUPYiag TOU ETTIAEYUEVOU
QVATIVEUOTAPQ.

: Ol eKTTOUTTEG aT1Td TO GUCTNUA AEPIOUOU 1) ToV EOTTAIOUO BIEPYATIWV TNG Epyaaiag

TIPETTEI VA EAEyXOVTal Yia va BIao@AAIOTEl OTI TTANpoUVTal Ol ATTAITACEIG TNG
TTEPIBAAAOVTIKAG VOUOOETIOG. € OPIOUEVES TTEPITITWOEIG, UTTOPEI va ivail
ATTaEAITNTOI JNXAVICWOI KOBAPICHOU Tou aépa aTTd Ta KATTVAEPIA, QIATPA 1)
KOTAOKEUQOTIKEG TPOTTOTTOINCEIG OTOV £EOTTAICUO dIEPYATIWV TNG £EPYATIAg, WOTE va
MEIWBOUV Ol EKTTOUTTEG Kal VA ETTITEUXBOUV aTTOOEKTA ETTITTEDA.

TMHMA 9: ®uoikég Kal XNMIKES 1010TNTEG

9.1 Z1olxeia yia TIG BAOIKEG QUOIKEG KAl XNMIKEG 1810TNTEG

Oyn

®duoikn KaTdoTaCT

Xpwpa
Ooun
‘Oplio oopNAg
pH
Znueio TASewg/onpeio TASEWG
ApXIk6 onpeio {éong Kal
mmeploxn ¢éong
Znueio avagpAegng
TaxutnTa e§aTHiong
Ava@AegipoéTnTa
Avwrepn/xapunAoTepn
ava@AegipoéTNTA i 6pIa
EKPNKTIKOTNTAG
Migcon arpwv
MukvoTnTa ATHWV
ZXETIKA TTUKVOTNTA
AlgAuToTNTA (BIOAUTOTNTEG)
ZuvTeAEOTAG KATAVOUAG: N-
OKTOVOAN/vepod
OeploOKpPATio AUTOAVAPAEENG
O¢epuokpacia aroouvleong
ISwdeg
EkpnKTIKEG 1810TNTEG
O&eIdwTIKEG 1810TNTEG

9.2 AAAeg TTAnpo@opieg

: Yypo.

: Kokkivo. [ZkoTadi]

: Aooog.

: Aev utdpyouv diaBéaiya oToIxEia.
: 6€wg8

: Agv uttdpyouv dlaBéoipa oToIxEia.
: Agv uttdpyouv dlaBéoiua oToIxEia.

: Kev iox0el

: Aev uttdpyouv dlaBéoiua oToIXEia.
: BpAexTo.

: Aev uttdpyouv dlaBéoiua oToIxEia.

: Agv utrdpyouv dlaBéoipa oToIxEia.
: Aev uttdpyouv dlaBéoiua oToIXEia.
: Agv utrdpyouv dlaBéoipa oToIxEia.
: AloAUeTal eUkoAa oTa akdAouBa UAIKG: KpUo vepd Kal KAuTo vePO.
: Agv uttdpyouv dlaBéoipa oToIxEia.

: Kev ioxUel.

: Aev uttdpyouv diaBéaiya oToixeia.
: Aev uttdpyouv dlaBéoiua oToIxEia.
: Aev uttdpyouv diaBéaiya oToIxeia.
: Aev uttdpyouv dlaBéoiua oToIxEia.

Hpepopnvia ékdoong/
Hpepopnvia avaBsewpnong
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TMHMA 10: Z'raespom'ra Kal SpaCTIKOTNTA

10.1 ApaoTIKOTNTA : a 1o TTapdv TTPOoIGV ] Ta CUCTATIKA TOU OEV UTTAPXOUV DIaBéaiua eI0IKG dedouéva
QOKIPWV TTOU OXETICOVTAI UE TNV AVTIOPACTIKOTNTA.

10.2 XnuikA oTaBepbdTnTa : To mpoidv cival oTabepod.
10.3 MBavéTnTa ;Y16 KavovikéG ouvOrKeG aTroBriKeuong Kal XpAong, 6ev TTPOKUTITOUV ETTIKIVOUVEG
EMIKIVOUVWYV avTIBpAoEWV avTIdpdoelg.
10.4 XuvBnikeg TTpoOg : Aev umapxouv €idIkd dedouéva.
aTTOPUYRV
ZUoTAOEIG : Autd 10 QvTIOPACTHPIO TTEPIEXEI AlidI0 TOU VATPIoU WG auvTnPENTIKO. To adidio Tou

vaTtpiou evdéxeTal va avTidpd pe 1o pOAURSO (Pb) kai To XaAkd (Cu), oxnuartidovTag
€TMKivOUvVa TTPoidvTa JETAAAIKOU adidiou.

10.5 Mn cupBatd UAIkd : Aev uttdpyouv €10IKA dEdOUEVAQ.
10.6 Emikivdouva TpoiovTa : Kdtw a1mé KavovikEéG ouvBrkeg atroBrikeuong Kal Xpriong, dev Ba TTpETTel va
atmroouvleong TTapayBouv emikivduva TTPoidvTa atmoouvOeong.

TMHMA 11: To§ikoAoyIkég TTAnpo@opiEg

11.1 MAnpo@opieg yia TiIg TOSIKOAOYIKEG ETTITITWOEIG
O¢cia To&IKOTNTA

Agv UTTApYOUV YVWOTEG ONUAVTIKES ETTIOPACEIS i Kpioiol Kivduvol.

EkTiynoeic oéciag 10€IKOTNTO
Aev uttdpyouv diaBéoiua aToIxEia.

EpeBiopég/AidBpwon

Agv UTTAPXOUV YVWOTEG ONUAVTIKES ETTIOPACEIS A KPIOIUOI KivOuvol.

EuvaicBnromoinon

Zuutrépaocual/llepiAnyn
MeTaAAOKTIKOTNTA
Zuutrépaocual/lepiAnyn

Kapkivoyéveon
ZupmrépaopalllepiAnyn

: Agv uttdpyouv dlaBéoipa oToIxEia.

: Agv uttdpyouv dlaBéoipa oToIxEia.

: Aev uttdpyouv dlaBéoiua oToIXEia.

TogIKOTNTA VIO TNV aVATTapaywYyi

Zuptrépaopa/MepiAnyn : Aev uttdpyouv dlaBéoiua oToIxEia.
Auvauiké Teparoyéveong
Zuptrépaopa/MepiAnyn : Aev uttdpyouv dlaBéoiua oToIxEia.

STOT-spdma ékBson

Agv uttdpyouv diaBéoipa oToIxEia.

STOT-emavelAnuuévn ékBeon
Agv uttdpyouv diaBéoipa oToIxEia.

ToikéTnTa Avappdéeno
Aev uttdpyouv dlaBéaipa oToIxEia.

Hpepopnvia ékdoong/ : 16/06/2015. 8/13
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TMHMA 11: ToikoAoyIkég TTAnpo@opiEg

MAnpo@opieg yia milavég : Aev uttdpyouv dlaBéoiua oToIxEia.
0d0Ug ékBeong

AuvnTikéc oéciec emdPAOEIC OTNV UYEIQ

Emra@n pe Ta ydartia : Aev UTTAPXOUV YVWOTEG ONUAVTIKES ETTIOPACEIS | KPiOIUOI Kivouvol.
Eiomrvon 1 Agv UTTApPYOUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPATEIS i Kpialuol Kivduvol.
Emraen pe 1o dépua 1 Agv UTTApYOUV YVWOTEG onUAVTIKEG ETTIOPACEIG i KPioIuol Kivduvol.
Kardmroon : Aev uttdpyouv yvwaoTEG ONUAVTIKEG TIOPACEI i Kpioipol Kivouvol.
ZUUTITWHATA TTOU OXETIOVTAI PE TA QUOIKA 1KG KOl TOSIKOAOYIKG XOPAKTNPIOTIKA
ETtraen pe Ta partia : Aev uttdpyouv €IBIKA dedouéva.
Eiomrvon : Agv ummapyouv €I0IKG dedoEVQ.
Etraen pe 1o déppa : Aev uttdpyouv €IBIKA dedouéva.
Katdtmroon : Agv uttdpyouv €10IKG dedopEval.

Bpaxumrp608soun ékBeon

Molavég dueoeg : Aev umtdpyouv dlaBéaiya oToIxEia.
emMdpaoelg
MOlavég kaBuoTepnuéveg : Aev uttdpyouv dlaBéaiua aToIxEia.
emdpdoeig

Makpomrp60soun £€kBson
Molavég dueoeg : Aev umtdpyouv dlaBéaiya oToIxEia.
emdpdoeig
Molavég kaBuoTepnuéveg : Aev uttdpyouv dlaBéoipa oToIxEia.
emdpdoeig

Auvnrikég xpovieg emMISPAOEIS OTNV UYEia

Zuutrépaocpual/lepiAnyn : Aev uttdpyouv dlaBéaiya oToIxEia.
Fevika 1 Aev UTTAPXOUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPACEIS A KPiIOIUOI KivOuvol.
Kapkivoyéveon 1 Agv UTTAPYOUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPACEIS i Kpialuol Kivduvol.
MeTaAAOKTIKOTNTA 1 Agv UTTApYOUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPATEIS i} Kpialpol Kivduvol.
Auvapiké TepaTtoyéveong : Aegv UTTAPYXOUV YVWOTEG ONUAVTIKES ETTIOPACEIS i KPiTIol Kivouvol.
EmmrTwosig kard Tnv 1 Agv UTTdpYOUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPACEIS i Kpialpol Kivduvol.
avamTuén
EmmTwosig otn 1 Agv uTtdpyouVv yVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPACEIS i Kpialpol Kivduvol.

yoviuotnta

AMAAeg TTANpo@opiEg : Agv uttdpyouv dlaBéoipa aToIxEia.

Hpepopnvia ékdoong/ : 16/06/2015. 9/13
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TMHMA 12: Oi1koAoyIKEG TTANpO@POpPiES

12.1 TogikéTnTA
Zuutrépaocpal/lepiAnyn

1 Agv uttdpyouv dlaBéoipa oToIxEia.

12.2 AVOEKTIKOTNTA KOl IKAOVOTNTO ATTOIKOOOMNONG

Zuutrépaocpal/lepiAnyn

: Aev uttdpyouv diaBéaiya oTolxeia.

12.3 AuvaroéTnTa BIOCUCOWPEUCNG
Aev uttdpyouv dlaBéaiua oToIXEia.

12.4 KivnTikéTnTa oT0 £50(OG

ZuvteAeoTng Kartavoung
E&d@oug/NepoU (Koc)

Kivnrikétnta

: Aev uttdpyouv diaBéaiya oToIxEia.

: Aev uttdpyouv diaBéaiya oToIxEia.

12.5 AtroteAéoparta TnG agioAéynong ABT kai aAaB

ABT
aAoB

12.6 AANAEG apVvNTIKEG
EMITITWOEIG

: Aev ioyuel.
: Aev 1oxUel.

1 Agv UTTApYOUV YVWOTEG onUAvVTIKEG ETTIOPACEIS i Kpialuol Kivduvol.

TMHMA 13: Ztoixeia oXETIKA pE TN d1d0eon

O1 TTAnpo@opieg aTNV vOTNTA QUTH TTEPIEXOUV YEVIKEG CUMBOUAEG Kal 0dnyieg. ©a TTpETTel va OUPPBOUAEUEaTE TN AioTa
TwV MNpoodiopifduevwv Xprioewv otnv Evétnta 1 yia ommoiadATToTe €18IKA yia TNV Xprion TTAnpogopia TTapéxetal oTto(a)

2evapio(a) ‘EkBeang.

13.1 M£€0odoi diaxeipiong amoBARTWYV

Mpoidv
Mé@odo1 di1aBsong

Emikivouva amépAnTa

ZUOKEUOOia
Mé£@odo1 i1dBsong

Ei1dikég rpo@uAdgeig

: W mapaywyn omoBAATWY TTPETTEN VO GTTOQEVYETAI 1) VO EAAXICTOTIOIETAI dTAV €ival

duvard. H amdBeon autol Tou TTPoIdVTOG, TwV JIGAUPATWY KAl OTTOIWVORTTIOTE
TTAPATTPOIOVTWY TTPETTEI TIAVTA VA TNEEI TIG ATTAITACEIG TNG VOUoBeaiag Trepi
TTpooTaCiag Tou TEPIBAAAOVTOG Kal atTdBeong aTTOBAATWY KABWG Kal TIG ATTAITHOEIG
TNG €KAOTOTE TOTTIKAG ApXNG. To TTAEOVACHa TTPOIOVTWY KABWG Kal Ta N
QAVAKUKAWOIPA TTPOIGVTA TTPETTEI VA ATTOTIOEVTAI XPNOIUOTTOIWVTAS EPYOAGRO
améBeang KaTaAoITTwy TTou dIaBETel avaAoyn ddeia. Ta améBAnTa dev Ba TTPETTEl va
d1aTiBevTal Pn TTEEEPYACUEVA OTOV UTTOVOUO EKTOG EQV CUPPOP@PWVOVTAI TTARPWG UE
TIG ATTAITAOEIS OAWYV TWV APXWYV EVTOGS TNG OIKAI0d0aiag\.

: Z0Powva pe TIG TTAPOUOEG YVWOEIG TOU TTPOUNBEUTH, TO TTPOIdV auTtd dev BewpeiTal

emmKivouvo atéAnTo, 6TTwg TTPoBAETTETAN aTrd TNV Odnyia 91/689/EOK 1n¢ E.E.

: H mmapaywyr ammoBARTwY TTPETTEI va aTTOPEUYETAI 1) VO EAQXIGTOTTOIEITOI OTAV €ival

ouvard. O1 cuokeuaaieg atroBAATWY Ba TTPETTEl va avaKukKAwvovTal. H atrotéppwon
1] N UYEIOVOMIKA Ta®A Ba TTPETTEl va JEAETWVTAI JOVO OTAV N avaKUKAwGn &gv gival
EQIKT.

: To uAIkS kai O TTEPIEKTNG TOU TTPETTEI va IaTEBET ue ao@air Tpotro. Ol Kevoi

TTEPIEKTEG 1 O1 ETTEVOUCEIG EVOEXETAI VA BIATNPOUV OPICHEVA KATAAOITTA TWV
TTPOIOVTWY. ATTOQEUYETAI TO OKOPTTICHA XUUEVOU UNIKOU, N GTTOPPOI KOl ETTAQPN JE
XWHA, udaTaywyouUs, CWANVEG ATTOXETEUOEWG KAl UTTOVOUOUG.

Hpepopnvia ékdoong/
Hpepopnvia avaBsewpnong
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TMHMA 14: NMAnpo@opisg OXETIKA JE TN HETAPOPA

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 Ap1Ou6g OHE | Aegv uttokeital o€ Aev uttékelTal o€ Aev uttOKeITal o€ Aev uttokelTal o€
Kavoviouo. Kavoviouo. KQVOVIOUO. Kavoviouo.
14.2 Oikeia - - 4 -
ovouaaoia
amrootoAng OHE
14.3 Tagn/tageig - - - -
KIv3Uvou KaTd Tn
HETAQOPG
14.4 Opdda - - - -
OuUOoKEUOTiag
14.5 Ap. Ap. Ap. Ap.
MepiBaAAovTikoi
Kivduvol
MpoéoBeTa oToixeia |- - - -
14.6 E1diIkég Tpo@uUAdgeig : Metagopd evIog TWV EYKOTAOTATEWY TOU XPAOTN: METAPEPETE TIAVTA KAEIOTA
yla Tov XpAoTn doxeia, Ta otroia va gival 6pBia kal ac@aliopéva. E¢ac@alioTte 611 Ta GTOua TTOU
METAPEPOUV TO TTPOIGV YVWPICOUV TI TTPETTEI VA KAVOUV C€ TTEPITITWON ATUXMMOTOG 1
d1apponG.

TMHMA 15: ZToiX€ia OXETIKA ME TN VOHOOETia

15.1 Kavoviopoilvopofeoia oXeTIKG e TNV ao@AAEIA, TV UyEia Kal To TTEPIBAAAOV yia TNV oudia 1) TO HEiypa
Kavoviouég EE (EK) Ap. 1907/2006 (REACH

Oapdprnua XIV — AioTa OUCIWYV TTOU UTTOKEIVTAI O€ £YKPION
Napdptnua XIV
Kavéva atré 1a gToixeia dev maparideTal.
Ougigg Trou TTpokaAouv oAU peydAn avnouyia (SVHC)
Kavéva atrd 1a oToixeia dev TTapaTiOeTal.

Mapdptnua XVII — : Aev ioxUel.

Meplopiopoi oTnv

Tapaywyn, otn di1adson

oTnVv ayopd Kal Tn XPAon

OPICUEVWYV ETTIKIVOUVWYV

OUCIWYV, HEIYMATWY Kal

OVTIKEINEVWV

Noitroi kavoviopoi EE

Atroypapn Eupwirng : OAa 1a ouoTaTIKG TTOpaTiOevTal ] e€aipouvral.

Odnyia Seveso |l

JKUT6 To TTpOidV dev eAéyXeTal cUPPWva pe TV Odnyia Seveso 1.

AigBveic Kavoviouoi
Xnuikéc ouoiec rpoypduparoc |, Il & lll Tng AioTag 1ng ouuBac 10 TO 1IKG OTTAQ
Agv gival KaTayeypappEVo.
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TMHMA 15: Zroixcia OXETIKA JE TN VOHOBeTia

MNpwTtékoAAo MévTpeaA (MapapTApaTta A. B. C. E
Aev gival KaTtayeypaupévo.

7

ZUuBaon TNG ZTOKXOA 10 £JUOVOUC 0PYOVIKOUG pUTTOU
Aev gival KaTtayeypaupévo.

Aev gival KaTayeypappévo.

MNpwtékoAAo UNECE Aarhus yia 1i¢ ougisg POPs kai 1a Bapid yétaAAa
Aev gival Katayeypappévo.

AigBveic KardAoyol
E@vikA amoypaen

AuocTtpalia : BAa 1a ouoTaTiké TapartiBeval A eaipouvTal.

Kavaddg : Aev TpoodiopiceTal.

Kiva : BAa 1a ouoTaTiké TapartiBeval A e€aipouvTal.

laTrwvia : OAa 1a ouoTaTIkG TTOpaTiBevTal fj e€aipouvTal.

MaAaicia : Kev mpoadiopiZetal.

Néa ZnAavoia : BAa 1a ouoTaTiké TapartiBeval A e€aipouvTal.

QIAITTITiVEG : Pha 1a ouoTaTikd TrapatiBevTal ) e€aipouvTal.

Anpokpartia Tng Kopéag : OAa 1a ouoTaTIkG TTapaTiBevTal rj eGaipouvtal.

TaiBav : Kev mpoodiopigeta.

Hvwpéveg MoAiteieg : Amoypaen HIMA (TSCA 8b - Népog PuBuiong Toikwv Ouoiwv): Aev

TTPOC0dIOopPICETal.

15.2 ASiIoAdynon xnUIKAG : To poidv auTd TTEPIEXEI OUTIEG YIa TIG OTTOIEG KON aTTaITouvTal agloAOyNoEIg
aCG@AAEING XNUIKAG ao@AAEIag.

TMHMA 16: AAAeg TTANpOPOPpPIES

ZxOAIa avafsewpnong : Néo AeATio dedopévwy aag@alegiag uAikou (MSDS).

V' Ymodeikvuel aToixeia Trou £xouv HETABANBEi aTro TrponyoUuevn ékdoon.

ZUVTOUOYPAPIES Kal : ATE = YmroAoyiopég ogegiag TogIkdTNTOG

APKTIKOAESQ CLP = Kavovioudg Tagivounong, emaonuavong kai cuckeuaaoiag [Kavoviopog (EK) utr

" apiB. 1272/2008]

DMEL = MNapdywyo eTiTredo e EAAXIOTEG ETTITITWOEIG
DNEL = MNapdaywyo eTTiTredo XwpPIg EMITITWOEIG

ARAwon EUH = AfAwaon kivduvou 101k Tou CLP

ABT = AvOekTIKG, Blooucowpeloiya Kai TOEIKA

PNEC = NpoBAeTTOUEVN GUYKEVTPWAOT XWPIG ETTITITWOEIG
RRN = ApiBudég katayxwpiong REACH

aAaB = dkpwg AvBeKTIKA Kal AKpws Biloouoowpeuaipa

10 va Vivel n Taéivounon ocuuewva pe Tov Kavovioud (EK) Ap.

CLP/GHS]
Taivopnon AitioAéynon
Aev Tagivopeital.
MNMAARpeg Keipevo : Aev ioyUel.
OUVTETUNMEVWYV dSnAwoewyv
H
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TMHMA 16: AAAeg TTAnpo@oOpiEg

MAApPeg keipevo : Agv ioxUel.
Tagivounoewv [CLP/GHS]

MAApPEg keipevo : Aegv ioxUelL.
CUVTETUNHEVWY @pdoewVv R

MAApPEg Keipevo 1 Aegv ioxUel.
Tagivounoewv [DSD/DPD]

Hpepopnvia ekTdTTwong : 17/06/2015.
Hpepopnvia ékdoong/ : 16/06/2015.
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‘Exdoon 12

Eido1roinon yia Tov avayvwaorTn

A16 600 yvwpifoupe, ol TTANPOPOPIEG TTOU TTEPIEXOVTAI OTO TTAPOV gival akpiIBeig. QoTdo0, OUTE 0 AVWTEPW
AvVaPEPOEVOG TIPOUNOEUTAG OUTE OTTOIOBATTOTE ATTO TIG BUYATPIKEG TOU ETAIPEiEg SV avaAauBdvouv
otroladnTroTe €UBUVN Y TV AKPiBEIa A TV TTANPOTNTA TWV TTANPOPOPIWYV TTOU TTEPIEXOVTOI GTO TTAPOV.

O 1eAIKOG TTPOGBIOPIOHOG TG KATAAANASGTNTAG OTTOI0UBATTOTE UAIKOU aTroTEAEI ATTOKAEIOTIKN €UBUVN TOU
XPRoTn. OAa Ta UAIKA eVOEXETAI VO TTAPOUCIAJOUV AYVWOTOUG KIVOUVOUG Kal TTPETTEI VO XPNOI1HOTTOIoUVTAl JE
mpocoxn. MapdTi opiopévol Kiviuvol TTeEpIypd@ovTal GTO TTapoV, dev UTTOPOUHE VA £yyunBouue 6TI auToi gival
Ol Jovadikoi Kiviuvol TTou UTTdpXouV.
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